
令和 7 年 5 月 30 日 
 利用者各位 

                                              

機器分析センター 
 

粒子径・ゼータ電位測定装置 利用者講習会のお知らせ 
 
粒子径・ゼータ電位測定装置の利用者講習会を下記の要領で行います。 
対象者は学部 4 年生以上の学生と教職員です。 
参加希望の方は、以下の参加申込書に必要事項を記入の上、6 月 5 日（木）までに機器分析センター事

務室に提出してください。整理の都合上、申込書 1 枚には 1 名分だけを記入してください。 
なお、機器の利用申請書を提出していない方は、講習会時に利用申請書を提出してください。 
参加申込書及び利用申請書は、機器分析センターHP（ https://clab.yamanashi.ac.jp/download/ ）からダウ

ンロードできます。 
 
 

記 
 

日 時 令和 7 年 6 月 10 日（火）13:10～15:00 
場 所 機器分析センター旧館 2 階 B204 号室 
機 種 ゼータサイザーナノ ZSP（Malvern Panalytical, Spectris PLC） 
 
講 師   大学院総合研究部 工学域 小幡 誠 教授 
    研究機器統轄センター 勝又 まさ代 技術専門職員 
内 容   自動測定ソフト（Zetasizer Software）を用いた水溶液試料の粒子径とゼータ電位の測定方法 

 
※ 応募者が多数の場合は研究室毎に人数調整をお願いする可能性があります。 
 
 
 
 
 
 
 

締切 6 月 5 日（木） 

機器分析センター 宛                                

粒子径・ゼータ電位測定装置 利用者講習会 参加申込書 

 

参加希望者 氏名                  (一名のみ記入してください) 

学籍番号：             、 指導教員名：              

所属学域、講座･学科等                            

連絡先 e-mail                 @yamanashi.ac.jp 

指導教員内線番号            

(切り取り線) 


